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واحدهاي سنجش

سنجش واحد هاي ابتدایی ترین

الاهاک نسبی قیمت  درباره مشخص قوانین احراز و شده معاوضه مقدار بیان منظور به و کالا مبادله در 

ودندب شده تعریف اندازه گیري تجهیزات دسترس ترین در مبنی بر معمولا اولیه، سنجش سیستم هاي

  . )Cubit( )بازو( ذراع و )Foot( پا ،)Hand( دست همانند انسان بدن اعضاي از واحدهایی
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٣

واحدهاي سنجش

.گردید تعریف زمین کره محیط ربع برابر 10-7 صورت به :متر 

.شد اختهس طول سنجش استاندارد عنوان به پلاتینی میله یک اندازه، این اساس بر نوزدهم، قرن اوایل در

 . گردید جایگزین اریدیوم -پلاتین آلیاژ جنس از دیگر استاندارد میله یک با میلادي، 1889

 تعریف خلاء در 86 کریپتن اشعه موج طول برابر 65076373.1 × 10-6 صورت به متر استاندارد ،1960 
.گردید

  تعریف باز ثانیه 2997924581 زمانی فاصله در نور توسط شده طی مسیر صورت به متر واحد ،1983 
.شد
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تعریف واحدهاي استاندارد
توضیحاتواحد استانداردکمیت فیزیکی

ثانیه 2997924581مسافت طی شده توسط نور در یک بازه زمانی مترطول

کیلوگرمجرم
اریدیوم موجود در اداره اوزان و مقادیر، سور،  -جرم یک سیلندر از جنس پلاتین

پاریس

ثانیهزمان
یا یک   1210در  1با دقت ( 133سیکل تابش بخار سزیم  9,192631770×910

)سال 36000ثانیه در 

K 273,16تفاوت دماي بین صفر مطلق کلوین و نقطه سه گانه آب که به صورت درجهدما

آمپرجریان

یک آمپر جریان گذرنده از دو هادي با طول بینهایت و سطح مقطع ناچیز که 
 2×10-7 محیط خلا در فاصله یک متري از یکدیگر قرار گرفته، نیرویی معادل با

.نیوتن به ازاي هر متر طول هادي ایجاد نماید

کاندلاشدت روشنایی

ا فرکانس  یک کاندلا، میزان شدت روشنایی ساطع شده از یک منبع پرتو تک رنگ ب

و در  steradian/mW 1,4641و با چگالی تابشی ) Hz× 1210(تراهرتز  540
.یک جهت مشخص است

ه، که یک  یک استرادیان برابر زاویه فضایی یک مخروط به رأس مرکز یک کره بود( 

)برش مربعی از سطح کره با ضلع هایی به طول برابر شعاع کره جدا نماید
12کیلوگرم اتم کربن  0,012تعداد اتم ها در جرم مولماده
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SIواحدهاي اصلی 
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المان هاي یک سیستم  اندازه گیري

ندازه گیريا قابل متغیر یک فیزیکی کمیت درباره اطلاعات کسب براي وسیله اي :اندازه گیري سیستم
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المان هاي یک سیستم  اندازه گیري

 ه،اولی سنسور مجموعه شامل اندازه گیري سیستم یک براي معمولا )صنعت در بخصوص( سنسور واژه
می شود عنوان ترانسمیتر و ترانسدیوسر

المان تبدیل متغیر+ سنسور = ترانسدیوسر 

پردازش سیگنال+ ترانسدیوسر = ترانسمیتر 
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کاربردهاي سیستم هاي اندازه گیري

بازرگانی امور

o واحدهاي با را جرم و حجم طول، مانند فیزیکی کمیت هاي آنها توسط که ابزارهایی از استفاده 
می کنند اندازه گیري استاندارد

مانیتورینگ و نظارت فرآیند

o ستا صنعتی فرآیندهاي و عملیات کنترل در انسان ساختن توانا براي نیاز مورد اطلاعات جمع آوري

کنترلی سیستم هاي

o اتوماتیک کنترل سیستم یک از بخشی عنوان به آن از استفاده
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المان هاي یک سیستم کنترل حلقه بسته ساده

  ساده حرارتی کنترل سیستم یک )دیاگرام بلوك( جعبه اي نمایش←
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